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摘要(译)

一种用于确定物体中的光学系数的系统，包括超声波扫描器，用于利用
来自光源的加热光束照射物体之前和之后的第一和第二脉冲回波。评估
单元基于在第二和第一脉冲回波之间出现的表观位移来确定由物体内的
加热光束引起的温度升高图。
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